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Kdyz na vysledcich zalezi.
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PREHLED VYROBKU

Spolecnost SPECTRO, zaloZena v roce 1979 mé
prokazatelné vedouci postaveni jako

inovator Arc/Spark-OES, ICP-OES a rentgenové
fluorescencni technologie

SPECTRO je pfednim dodavatelem rentgenoveé fluorescence (XRF), ICP-OES a Arc/Spark-OES
pfistroji pro védu a primysl. Volné stojici pfistroje SPECTRO, stolni, pfenosné a ruéni spektrometry
se pouzivaji pro Siroké spektrum elementarnich analytickych akoll v fizeni procest, pfichozilodchozi
QC, analyzy na misté, vyzkumu, v aplikacich ocefovani a testovani shody.

Stacionarni analyzatory kov(i (Arc/Spark OES)

Pfesna a spravna elementami analyza vech typt kovd pro fizeni procest a pfichozilodchozi QC aplikace

Mobilni analyzatory kovt (Arc/Spark-OES)

Rychla a spolehliva analyza na misté, pozitivni identifikace materialu (PMI), ovéfovani slitin a davkové tfidéni
kov( a kovovych slitin

Ruéni XRF analyzatory

Maximalni pfenosnost, idealni pro analyzu a tfidéni kovd, kontrolu souladu, environmentaini analyzy a
aplikace v t8Zbé surovin

Optické emisni spectrometry s indukované vazanou plazmou (ICP-OES/ICP-AES)

Pro rozsahy od ppb az % v elementami analyze kapalin a kald. Extrémni produktivita s automatizovanou
bezobsluznou analyzou velkych davek vzorki. Od akademického vyzkumu az po dodrzovani pozadavki na
Zivotni prostredi, k fizeni procest pro Sirokou Skalu pramyslovych odvétvi.

Energo-disperzni XRF spektrometry (ED-XRF/XRF)

XRF spektrometry nabizeji bezkonkurenéni flexibilitu elementérni analyzy pro analyzu pevné latky, kapaliny a
prasku. Analyza zcela neznamych material(i, bez ohledu na matrici materialu, to je mozné jen pomoci XRF.
Vlyhrazena aplikaéni feSeni jsou navrzena pro vysoké poZadavky na fizeni procesl a aplikace pro kontrolu
dodrzovani predpisd.
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STACINARNi ANALYZATORY KOVU

Abychom uspokojili rozdilné potreby primyslu,
SPECTRO nabizi pokrocilé optické emisni
analyzatory kovi s obloukem nebo jiskrovym
buzenim (arc/spark OES)

SPECTROLAB S

SPECTROLAB S mé prvni detektorovy systém na svété zalozeny na CMOS, ktery je dokonaly
pro $pickovou analyzu kovd, diky patentu SPECTRO technologii CMOS +T. Od stopovych prvki
az po vice bazové aplikace, poskytuje extrémné rychlou, vysoce pfesnou a vyjimecéné flexibilni
analyzu. Pokud jde o propustnost vzorki, SPECTROLAB S splfiuje v celém kovoprimyslu
poptavku trhu po rychlosti. Spotfeba argonu byla snizena pfi standby o 50%. Priklad: pfi analyz¢
nizkolegované oceli mtzeme poskytnout vysoce pfesna méfeni za jiz 20 sekund!
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Typickeé aplikace:

vyrobci primarnich kovi a slitin, vyrobci sekundarnich kov, vyrobci automobilii a letecké techniky

Vysoce piesné vysledky za méné nez 20 sekund (pfiklad: nizkolegované oceli)
—™ a analyzy hlavnich legujicich prvki za 12 sekund. (napi.:Fe, Al a Cu baze)

iCAL 2.0 — standardizace jednim vzorkem pro cely systém, usetii primérné 30 minut
—™ denné

Oproti predeslym modeltim az o 50 % sniZzena spotfeba argonu ve standby a 0 13 %
™ héhem méfeni

—™ 30 % vylepseni limit detekci pfi méfeni ¢isté médi v porovnani se svymi predchidci



JISKROVE SPEKTROMETRY

|lze pouZit pro mnoho aspektl vyrobniho cyklu véetné vstupni kontroly
materiall, zpracovani kov(, kvalitativni kontrola polotovard a hotovych
vyrobku a mnoho dalSich aplikaci, kde je vyzadovano chemickeé sloZeni
kovl a jejich slitin.

SPECTROMAXXx

Komaktni stacionami jiskrovy OES analyzator pouzivany k uréeni vSech pouzitych prvki v
kovoprimyslu véetné stopové analyzy dusiku (N), uhliku (C), siry (S) a fosforu (P) — stejné
jako vodiku (H) a kysliku(O) v materialech na bazi titanu (Ti). Multi detektory CMOS s
vysokym rozliSenim pokryvaji rozsah vinovych délek 120-766 nm. Spolehlivy analyticky
vykon, ktery je pfesné vyladén pro kontrolu pfichozich a odchozich materiall i budoucich
pozadavkd.

Typicke aplikace:

slévarny a slévarenské spolecnosti pro pfichozilodchozi inspekci a kontrolu material

—a Jedine¢na standardizace iCAL 2.0 pomoci jediného vzorku pomaha zachovat
stabilitu bez ohledu na vétSinu teplotnich zmén a v priméru usetfi 30 minut za den

—a Az 0 64 % nizsi spotieba argonu v pohotovostnim rezimu ve srovnani s
predchozimi modely

—a |dedlni pro rutinni a pfesnou analyzu vSech prichozich/odchozich materiald a pro
fizeni procesu (véetné dusiku) ve slévarnach. K dispozici je 10 matric, 65 metod a
59 prvkd

SPECTROCHECK

Stacionarni analyzator kovi SPECTROCHECK je specialné navrzen pro splnéni vykonnostnich
pozadavki a rozpoctu v malych a stredné velkych slévarnach a pfi obrabécich operacich. Tento
vysoce kvalitni, kompaktni, cenové dostupny pfistroj je idealni pro rutinni analyzu obsahu prvku
v Zeleze, slitinach na bazi hliniku a médi. Spoleénosti pouzivajici SPECTROCHECK mohou ujistit
své zakazniky, ze jejich vyrobky byly spolehlivé testovany, aby splfiovaly nejpfisnéjsi pozadavky
na specifikaci obsahu a kvality.

Typickeé aplikace:

malé slévarny a spolecnosti pro vstupnilodchozi kontroly a kontroly slozeni materialu

—a Ultra rychla rekalibrace a nastaveni jedinym vzorkem - Intelligent Calibration Logic (iCAL) - uSetfi
az 30 ¢asu denné

—m Pokrocila technologie optiky pro vysoky vykon a cenovou dostupnost

—a 70% snizeni spotieby argonu béhem standby, oproti predchozimu modelu

L—m Uspora mista: o 35% mensi padorys, nez u predchoziho modelu
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MOBILNi ANALYZATORY KOVU

Kompletnifada produktl analyzator( kovu
pro analyzy pfimo na misté

SPECTROTEST

SPECTROTEST je mobilni jiskrovy (obloukovy) spektrometr, idealni pro mnohé aplikace v
priimyslu,vyrobé, zpracovani a recyklace kovi.Tento analyzator se chlubi svym vynikajicim
vykonem, zvlasté kdyz je nutng presna analyza kov, kdyz je obtizné materidly identifikovat nebo
kdyz existuje velké mnoZstvi vzorki k testovani pfimo na misté. Novy odecitaci system a
diagnosticky software iCAL 2.0 umoZzriuje uZivateli provést jednovzorkovou standardizaci pfistroje za
méné nez 5 minut.

Typické aplikace:

kovovyroba, primyslové zpracovani kovi a recyklace

Z4dné kompromisy: opticky systém s vysokym rozlisenim pro pravd&podobné nejsirsi
™ rozsah prvki (v&. N, Li, Na), véechny prvky nezbytné pro kompletni analyzu kovi na misté
urceni.

Jedine¢na nova standardizace jedinym vzorkem iCAL 2.0 pomaha zachovat stabilitu bez
—™ ohledu na v&tsinu teplotnich zmén a v priméru ugetfi

30 minut za den.

—™ Flexibilni analyza typu “point-and-shoot” s riznymi rychle vyménitelnymi vzorkovacimi
sondami, bateriovy provoz — az 800 méfeni na jedno nabiti

SPECTROPORT

KdyzZ rucni spektrometry nestaci, novy pfenosny analyzator SPECTROPORT pouziva nejpokrocilejsi
technologii jiskrovych/obloukovych spektrometrli. SPECTROPORT pfina$i mnoho vyhod, které jsou
ve viajkové lodi SPECTRO - SPECTROTEST - jen v mensim, leh¢im provedeni. Pfesné analyzuje
prvky jako uhlik, sira, fosfor a bor. UmoZfiuje snadné zamifeni a zméfeni a minimalizuje zasahy a
rozhodovani operatora.

Typické aplikace:

kovovyroba, zpracovani kovi a jejich slitin a primyslova recyklace kovi

—a Na rozdil od ruéniho XRF presné analyzuje prvky jako C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg a Al i pfi

nizkych a kritickych trovnich, maximélné za 10 s

—a Konzistentni vysledky s jedineCnou novou standardizaci jedinym vzorkem iCAL 2.0 v kombinaci
se samonastavitelnym optickym systémem, odolnym v(ici zménam okolni teploty a usetfi
primérné 30 minut denné.

—a Flexibilni analyza typu point-and-shoot s riznymi rychle vyménitelnymi vzorkovacimi sondami,
bateriovy provoz — az 800 méfeni na jedno nabiti.




RUCNIRTG ANALYZATORY
Navrzeno pro vysoce vykonné testovani
a spektrochemickou analyzu

-Kvalita ovérena v praxi

terénu pfimo na misté. Poskytuji vysledky v laboratorni kvalité béhem nékolika
sekund. Modely SPECTRO xSORT jsou optimalizovany tak, aby na misté
nelinavné méfily. Zaméfeni na dlouhodobou spolehlivost je zfejma

v kaZdém aspektu jejich designu. Pfiklad: jeho z&vérka a unikétni

iCAL standardizaCni systém umoziuje SPECTRO xSORTu nepfetrzité spravné

méfit — eliminuje potfebu nudné rekalibrace!

SPECTRO xSORT

Dodava se fada ruénich ED-RTG spektrometrd SPECTRO xSORT pro elementarni
testovani a spektroskopickou analyzu nescetnych materiald pfi znaéné rozdilnych
podminkach. Tyto energo-disperzni rentgenova zafizeni jsou uznavany pro svou
robustnost a spolehlivost pfi praci. Mohou nabidnout identifikaci kovi nebo nekovi
béhem nékolika sekund s inovativnimi technologiemi a navrhy, které poskytuji
opakovatelnou laboratorni kvalitu vysledkd.

Typické aplikace:

Si, Mg) za 7 sekund, standardni kalibrace zachyti slitiny a drahokamy kovi pro 16 matric se 46 prvky

funkcim

a prenos vysledk. Mobilni laborator diky dokovaci stanici a pfidavné méfici komory

PMI, environmentalni screening, recyklace slitin, drahych kovd, tézba a kontrola dodrzovani predpist

Robustni pfistroj, analyzuje vétsinu slitin za 2 sekundy a identifikuje slitiny obsahujici lehké prvky (napf. Al,

Navrzeno pro bezproblémovou celodenni praci jednou rukou: Je vyvazeny, dobie uchopitelny, ma velky a dobie
™ Gitelny displej; rychla odezva SW na bazi Android, navrzen pro dotykové operace s rychly pfistupem ke viem

™ Kdekoli pristupna data a dokumentace: integrovana GPS a kamery, WiFi, Bluetooth, USB a microSD pro archivaci
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ICP-OES SPEKTROMETRY

Vykonnostni méfitko pro ICP-OES/ICP-AES
spektrometry

SPECTRO ARCOS
SPECTRO ARCOS ICP-OES vynika v primyslové a akademické oblasti aplikacemi pro

Periskopicky MultiView mechanismus umoziuje operatorovi doslova ,proménit* pfistroj s
radialnim pohledem na zafizeni s axialnim sledovanim nebo naopak za 90 sekund nebo
méné. MultiView nyni zahmuje oboustranné pozorovani plazmy. Obé opticka rozhrani
zvySuji citlivost a eliminuji problémy s kontaminaci / kompatibilitou matrice.

Typické aplikace:

pro nejnarocnéjsi pozadavky v oblasti primyslu, Zivotniho prostfedi, chemické,
petrochemické a akademicke elementarni analyze

— Nové optické rozhrani dual side-on (DSOI) zvysuje citlivost a eliminuje problémy s
kontaminaci/kompatibilitou matrice.

—® Jeden piistroj misto dvou: Na trhu je pouze jeden plazmovy piistroj MultiView — skutecné axialni
a skutecné radialni (dualni) pozorovani plazmatu v jednom pfistroji

— Opticky systém ORCA: Simultanni snimani spektra v rozsahu 130-770 nm
vinovych délek s az 5x vétsi citlivosti, nez systémy zalozené na Echelle optice, poskytuje
nejlepsi vykon ve své tiidé v oblasti UV/VUV

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN ICP-OES je dostupny ve tfech verzich: Revolu¢ni rozhrani Dual Side-On
Interface (DSOI), Twin Interface (TI) a Side-On Plasma (SOP). VSechny tfi verze
SPECTROGREEN pfinasi vyjimecné spolehlivé a pfesné analyzy jak pro stopové mnozstvi, tak i
vy38ich koncentraci v problémovych matricich, jako jsou nékteré odpadni vody, pidy a kaly, stejné
jako organické vzorky a vzorky s vysokym obsahem soli a kovi.. SPECTROGREEN je vhodny pro
b&Zné elementarni analyzy v enviromentalnim primyslu, zemédélstvi, bezpe€nosti spotfebitelskych
vyrobk(, farmaceutické, chemické, petrochemické a potravinarské aplikace.

Typické aplikace:

voda, odpadni a primyslova odpadni voda, piida, ¢istirensky kal, opotfebeni kovi v oleji a pfisady v oleji

——a Nové revolucni rozhrani Dual Side-On Interface (DSOI), diky kterému dosahuje 2x lepsi citlivost, nez
bézné pristroje s radialnim pozorovani plazmy

—a Tl technologie umoziuje ty nejvyssi citlivosti pro stopové prvky, stejné tak nezavislost na vlivu matrice,
plus dobrou presnost u matric v environmentalni oblasti

—a Novy GigE cteci systém, ktery umoziiuje prenost spekter za méné nez 100 ms pro rychlejsi analyzy,
kratsi ¢as mezi vzorky a vyssi pocet vzorki za hodinu

— Extrémné odolny LDMOS generator, bez nutnosti extérniho chlazeni: analyze vzorku problémovych
matric v nizSich fedénich pro nizsi limity detekce — rychlejsi warmup (~10 minut) pro vyssi produktivitu
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ICP-OES spektrometry

| Za poslednich 25 let ICP-OES spektrometry, také znamé jako ICP-AES nebo ICP
plazmové spektrometry se staly nepostradatelnymi nastroji pro chemickou elementarni
analyzu. Optické emisni spektrometry s induktivné vazanym plazmatem (ICP plazma)
nabizeji snadné pouziti,vysokou citlivost a presnost a relativni svoboda odruseni. Systémy
ICP-OES se nyni staly analytickymi metodami a volbou pro Sirokou $kalu aplikaci.

SPECTRO GENESIS

SPECTRO GENESIS ICP-OES je povazovan za ,zlaty standard* mezi zakladnimi elementarnimi analyzatory.
Snadno se pouZiva, poskytuje primyslovou odolnost a propustnost a je prekvapivé cenové dostupny pfi
nakupu a nasledném provozu. Jeho line&rni dynamicky rozsah umoziuje analyzu od ppb az po procenta. A
jeho plazmové rozhrani DSOI poskytuje vysokou citlivost. Mize tedy poskytovat rychlou a pfesnou analyzu
pro Sirokou $kalu aplikaci pro fizeni emisi a fizeni procesu.

Typickeé aplikace:

voda, odpadni a primyslova voda, plda, Cistirensky kal, opotfebeni kovli v oleji a pFisady v oleji.

—a Rozhrani Dual Side-On Interface s dvojnasobnym zlepsenim citlivosti: neni potfeba druhé méreni,
shizeni ovlivnéni matrici, lepSi presnost, vysoka tolerance matrice

vzorek a zméfeni az 700 vzorku denné
—a Nizké provozni naklady: minimalni éistici proplach 0.5 l/min , bez nutnosti externiho chlazeni
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RTG SPEKTROMETRY

SPECTRO svetovym lidrem v oblasti rentgenovych
fluorescencnich spektrometrt pro elementarni analyzu
nebo méfeni stopovych prvku.

SPECTRO XEPOS

Spektrometr SPECTRO XEPOS predstavuje kvantovy skok v energo-disperzni rentgenové
fluorescenéni technologii. Vede to nejnovéjsi generace pfistroji ED-RTG, které poskytuji
prilomovy pokrok ve viceprvkové analyze, hlavnich, vedlejSich a stopovych prvkl. Novy
vyvoj v oblasti buzeni a detekce piinasi vynikajici vysledky v mezich citlivosti a detekce —
pfinasi pozoruhodné vysledky v pfesnosti a spravnosti.

Viykonny SW a moznost méfeni vice vrstev kompletuji analytické moznosti SPECTRO XEPOS.
Typické aplikace:

geologické a téZebni vzorky, odpady, zeminy, Cistirenské kaly, pfisady do ropy, kosmetika, potraviny,
cementy, struska, slinek, zaruvzdorné materialy, vzduchové filtry a aplikace pro kontrolu dodrzovani predpisu.

Méreni jsou citlivéjsi a rychlejsi, nez kdykoliv pfed tim: Adaptivni buzeni, pokrocily
design rentgenky a detektor s vysokym prostupem pulsti odrazi vyjimeéné

—™ nizké limity detekce pro Siroky rozsah prvk pfi jesté krat§im méficim ¢asu,
ktery je snizen pfiblizné na polovinu

VylepSena presnost na zakladé optimalizace zpracovani spekter: aplikace SPECTRO’s
—# TurboQuant Il

Balicek pro bezprecedentni schopnost analyzovat neznamé vzorky, at' uz se jedna o
kapaliny, pevné latky nebo prasky - at’ uz jde o listi stromu, plasty, olej, Zulu nebo sklo...

—# Rozsah pouziti rozsifen na vicevrstvou analyzu, az 8 vrstev a az 55 prvku

SPECTRO MIDEX

‘ SPECTRO MIDEX je znamy jako vSestranné talentovany pro rychlé, nedestruktivni
/ z = | analyzy malych ploch ve vyzkumu a vyvoji, kontrola shody a aplikace drahych kov(.

s
SPECTRO Vi1

I [ Nabizi rychlé a extrémné citlivé, nedestruktivni méfen.

Typické aplikace:

slitiny drahych kovii od vyroby po recyklaci, aplikace provérovani souladu, forenzni védy, analyzy defektu
a malych ¢astic v riznych pramyslovych odvétvich.

Trhem uznavany zlaty standard pro analyzu prvki drahych kovii pomoci XRF

Siroky rozsah > 30 prvki podporovanymi rozsahlymi tovarnimi kalibracemi nejlepsi presnost pro stopy i
hlavni prvky

Az 3krat kratSi ¢asy méreni: zvolte vyjimeéné vysledky na konvenéni ¢asy méreni nebo konvenéni
vysledky pfi vyjimeénych méfenich ¢asech
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ED-RTG spektrometry

Energo-disperzni rentgenova fluorescencni technologie (ED-XRF) poskytuje jeden z

metod pro stanoveni chemického slozeni mnoha typi materialu.

Je nedestruktivni a spolehlive, nevyzaduje zadné nebo jen velmi malo,

na pfipravu vzorkl a je vhodny pro pevné, kapalné a praskové vzorky.

Lze jej pouzit pro Sirokou Skalu prvki, od sodiku (11) az po uran (92) a poskytuje detekéni

limity na Urovni sub-ppm; mize také snadno a soucasné méfit koncentrace az do 100 %.

SPECTROCUBE

Nové analyzatory SPECTROCUBE ED-XRF poskytuji snadnou, spolehlivou,
pfesnou a vysoce vykonnou analyzu pro rizné aplikace, napf. analyzu drahych kovd,
kontrola nebo analyza shody paliv a mazacich olejd.

SPECTROCUBE

Typické aplikace:

drahé kovy, paliva a oleje, kontrola souladu, polymery, chemikalie a dal$i produkty

Nejrychlejsi ve své tiidé: Dvakrat rychlejSi nez typické testovani, vysoka presnost a vysoka rychlost
Vynika rozsahem a presnosti: Optimalizované aplikacni balicky
Bezkonkurenéné snadné pouziti: K presnym vysledkiim staci tfi jednoduché kroky.

SPECTROSCOUT

Pfenosné analyzatory SPECTROSCOUT ED-XRF poskytuji velkou ¢ast analyzy s
vykonem §pickovych laboratornich stolnich analyzatori: rychlé, spolehlivé, skutecné
vysledky v laboratorni kvalité v terénu nebo ve vyrobé - to vie s

prekvapivé nizkymi naklady. Analyzatory SPECTROSCOUT poskytuji vyjimeény
vykon, na Sirokych drovnich koncentraci pro vdechny relevantni prvky v rozmezi Na-
U. SPECTROSCOUT zaptisobi nebyvalou piesnosti a rychlosti, coz z néj déla idealni
prenosny XRF pro aplikace na misté, kde zalezZi i na vysledcich.

Typické aplikace:

geochemicke, environmentalni méreni, drahé kovy

—m Lehky a prenosny analyzator prvki pro slitiny drahych kovu; velikost spotu je pouze 1 mm

—a Rychle a na misté: Elementarni analyza hornin, sedimentti a piidy. Rozsah prvki pocinaje Na,
ruénimi XRF pfistroji

—a Na vyrobni lince: Vysoka produktivita s aplikacné specifickymi balicky. Mala stopa s vysokou

analytickou propustnosti.
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